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Proceedings
Es soll so wie präsentiert veröffentlich werden

Summary
Es wird das Wire Scanner System zur Emittanzmessung beim European-XFEL (E-XFEL) vorgestellt. Dieses
System wurde durch die Gruppe MDI (Maschine Diagnostic und Instrumentation) entwickelt und installiert.
Erste Messungen konnten bereits erfolgreich durchgeführt werden.
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